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SIMULADOR DE FALHAS STUCK-OPEN PARA PORTAS LÓGICAS CMOS
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Resumo 
A massificação dos circuitos integrados só foi possível devido à miniaturização dos seus componentes. O componente básico de um circuito integrado é o transistor MOS. Considerando um sistema digital, este transistor pode ser modelado como uma chave, ou seja, dependendo do sinal aplicado ao seu terminal "gate", ele estará ou não estará conectando dois nodos do circuito. A miniaturização dos transistores também tornou os circuitos mais propensos a falhas. O conceito de falhas pode ser definido como a impossibilidade de um circuito chegar ao resultado correto. Um tipo de falha que ocorre nos transistores é denominado stuck-open. Esta falha se caracteriza pelo transistor operar como uma chave sempre aberta independente da tensão aplicada ao seu terminal de "gate". Ferramentas que auxiliem o projeto de circuitos e identifiquem sua robustez quanto a este tipo de falha são indispensáveis nos projetos nanométricos. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta que permita simular falhas do tipo stuck-open nos transistores de portas lógicas. O desenvolvimento da ferramenta é de forma modular, contendo quatro módulos principais: 1) Leitura do circuito: lê a descrição do circuito que se deseja simular a falha; 2) Geração dos vetores de teste: consiste em definir vetores de teste para verificar o comportamento do circuito; 3) Simulação de falha: responsável por inserir a falha stuck-open nos transistores e simular o circuito na presença da mesma; 4) Análise de resposta: compara a saída do circuito com o resultado esperado. Com o auxílio da ferramenta desenvolvida, será possível determinar a cobertura de falhas e avaliar o impacto de técnicas de tolerâncias a falhas do tipo stuck-open.
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